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IL faut distirguer la mesure des champs magnétiques feibles de celle des
champs magnetiques intenses. na valeus de la variation de résistivité du Bismuth
ert foncticn d un champ magnétique faible rend illusoire L'usege de ce matériau
ay terperatwes wrdinsares.  Par vontre, aux températures voisines de - "’)O C,
1lesiociasoment do la variation de résystivite est tel qu'on peut obten.r des
mestres pregentuans une certaine préeision pour des valewurs de champs megmeétiyues
de )} ordrs de cen’, gzuss. Si 1 intensité du chanp mamébticue dépusse 1'o1dre du
miliier de guues, il peut y aveir avaniage A uliliser le Bismuth & le tenperature

anbiante,

X Jes concratations, o tire Lo conclusion il ost pessible Ao cexn
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siruir? vn mecuverr de champs @ agzneiigues fonctionnant ¢ deux sensibaiiiés
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€ioiwdss . ure de UPautre et (omprenant chacunz: un ceriain nombre de gLuses

cenvengole cent chelsiss,
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fe mesure ¢'une résistince, et plus particuliérement la mesurs o 'ao2

veriatian e résiitanse, est w2 opiration longie et fastadieuse. 11 est doac
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Die de trarsfrrmer -celle ~ci en rne mesurs de tenciong eile peut éire
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sffeclinze »p coarspt <ontinu or. en conrant altermatisy. Des considérations pra-
tzques zenswizeat 4 1remplei de e dernier: en :Mffet, il permet d'éviter

limscicn dars Ies valeurs me: urées de tensions thamo- éleciriques qui psuvent,
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pour de teiles divférences de température, devenir fort inportsntss et toiérant
des ampiiiicateurs a bande é‘tr;.)iteg il sutorise upe diminuition de 1'imporitance
du bruit de fond par rapport 4 1'ampiifude du signal lui-méme.

Four convertir uie mesure de résistance en une mesure de tension
il faut alimenter celle~ci aveo un courant d'ampilitude constente. On peut pars
venin & ce résultat au moyea &'un circuit de Boucherot, mais celui-ci a 1lin-
cenvdniant de ne pas tolérer wie masse du circuit de mesure indépendante du
eircuit dralimeniotion. Le circuit suivant réalise la condition d‘intensite
constante «t d'isciement de masse du circuit secondaire:
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T4 1la <ondizion C't}" w? = est réaliisbe, c'est=i-dire si la fréquence
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dralimentation du ¢ _rouii primaire corregpond a sa frequence propre de

resonance .
On renarque alors que si R est ani, ov du moins suffisamnens
petit vis a 715 des aukres factears se srouvaat au dérominateur de la fraction

. . . . . ] . -~
;représentan'f. i2 cowrant, celui~2 devient inderendant de la valeur de R,)L.
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il ne dépend que de M et de .

Le eroquis suivant donne une idde de l'effet de siabilisaticu du
courant en fonc’ion de R2 pour un générateur basse froquence diune résisiance
interne, soit Rl,, de 50 _M.
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TeTluencs de lo stebilité de la feolgoence.

Une variation de 1a fréquence de 1%oscillatsur BF alimentant le
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cirouit primair: du dispositif n’est pas tres grunde. im effet, nous avons
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w13 le cas présent Ll = 1,02 510 7 et B =05 Vo
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en appel.ant »_ la fréquence le nésonance, ‘\Balo3 ol
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2 =1 s R -2
1, = 10 (wo) dk, = 10 o=1o(w,) “dw
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Cette valeur n'est qu'approchee, 1l'equation derivee ci-dessus ntetant

pas compléte (Rl s o)

Par ailleurs, la valeur ée la résistance du Bismuth n'est pas
nulle lorsque le champ mugnétiqud appliqué vaut zéro; il y a done avantage
a compenser la force électromotrice qui se trouve aux bornes de la résistance
sensible au champ par une tension de méme fréguence dont la phase et l'ampli-
tude peuvent &ire choisies de fagon & avoir une indication nulle en 1'’sbsence
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de champ magnetique. Un teT dispositif peut se realiser de la maniere suiwante:
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La partie & droite de la ligune pointillde est complétement, izolée
de celle qui est & gauche de celle~ci, ce qui permet, a cordition que les
capaclt s entre ces deux purties du circuit soient faibles de choisir arbi-
trairement une masse qui peut &tre placde de fagon & remplir les conditions

2 - .
d’entree d'un caplificaleur.

Rcsu]taﬁo exprrimen“au“n
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Je dispositif decrit ci-dessus présente une bonne seis b111tégréallsé
2 . 5 . »
sans precaatiors speciales (montage sur table sans b]?ﬂdaauu) UL en

sttendre les performances suivanies:
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a Courhe champ magndtique-ddviation de liinsirwsent de mesure & la templ-
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rature ordinaire (r“18 C)
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b/ Courbe charp magnetique - deviation de 1l'instiument d
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rature de 1lair liguide (m194 C),
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Dans les deux relations ci-dessus les mosures de champ onl et
av moyen du flix-métre et dune bobine exmploratrice, le méme dans les deux cas.
. . 9 . W e s .. .
Ceci avait pour inconvenient de diminuer la précision des mesures de champ des

.

Y - . . . .
rointes de ia courbe b mais avait 1lavantege, por contre, de conserver une
.. . e 2 3 - K . 3
mzilleure valeur relative des poifitds en champ de 2 vis & vis de ceux de b, ce
qud deonne un reccordement des valeurs des deux courbes et un choix des plages

2 . - - Y >
io teupbrateres dont la signification est meilleure.

Conclusion,

Pcur avtant que la réalisation pratique de 1l'appareil ne pose pas de
praslémes insoupgennds jusquiick, la mdthode de la varviation de la résistiviié
Gv. Bisruth en :onction du champ megnétique appliqué semble donmer d’excellents
rlsultets pour la mesure des choemps megndtiyues. Par ailleurs, le paramétre
représenté par la températu?e peut, si la réalisation des therrostats n'est
pas trop compliquée, présenter une possibilité de variation de sensibilitéd

. 2
fort interessailte.
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